




























































































专利名称(译) 超声波图像处理装置，超声波测量装置和超声波图像处理方法
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摘要(译)

一种超声图像处理装置，包括：图像获取单元，沿着与第一方向交叉的
第二方向，在包括第一方向的平面中获取目标对象的多个内部断层图像;
图像划分单元，其划分每个内部断层摄影将图像分成具有相对于第一方
向的法线的多个单独图像，并获取单独的图像，以及提取与在包括第一
方向的平面中连续的连续线上的坐标对应的单独图像的图像组合单元第
二方向，来自多个单独的图像，并且沿着连续线以坐标的顺序排列和组
合单独的图像，以便生成组合的断层图像。
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